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I METROLOGICKY OKkruzni 31, 638 00 Brno
INSTITUT

Vytizuje: Mgr. Tomas$ Hendrych
Telefon: 545 555 414

VEREJNA VYHLASKA

Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI®), jako organ vécné a mistné piislusny ve véci stanovovani
metrologickych a technickych pozadavki na stanovené métidlo a stanovovani zkousek pii schvalovani
typu a pfi oveétovani stanoveného meétidla dle § 14 odst. 1 zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdgjsich ptredpist (dale jen ,,zakona o metrologii), a dle ustanoveni § 172 a nasledujicich zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni {ad, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,SprR*), zahajil z moci tfedni dne 4.
4.2016 spravni fizeni dle § 46 SprR, a na zakladé podkladii vydava toto:

I.

OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-O0P-C079-16
kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena méfidla, véetné
metod zkouSeni pro ovéfovani stanovenych méridel:

Hnespektrometrickda méridla aktivit a davek pouZivana pro kontrolu dodrZovani limiti
v oblasti radia¢ni ochrany nebo jaderné bezpec¢nosti a pro méreni havarijni — pfenosna
méfidla povrchové kontaminace*

1 Zakladni pojmy

Pro tiely tohoto opatieni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML' a déle uvedené
terminy a definice.

11

nespektrometrickd méridla aktivit a divek pouZivana pro kontrolu dodrZovani limiti

v oblasti radia¢ni ochrany nebo jaderné bezpec¢nosti a pro méreni havarijni

méfice a monitory zatreni navrzené pro piimé meéfeni nebo piimou detekci povrchové kontaminace ra-
dionuklidy emitujicimi zateni alfa anebo beta a urceni vztahu ke stanovenym limitim

' TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik — Zakladni a v§eobecné pojmy a pfidruzené terminy (VIM)
a Mezinarodni slovnik termint v legalni metrologii (VIML) jsou soucasti sborniku technické harmonizace
,,Terminologie v oblasti metrologie® vetejné dostupného na www.unmz.cz.
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1.2

méri¢ kontaminace povrchu alfa, beta a alfa/beta

zatizeni obsahujici jeden nebo vice detektorti zafeni a pridruzena zatizeni nebo zakladni funkéni jed-
notky, které je urené k méteni piikonu plosné emise alfa (resp. beta, resp. alfa/beta) piislusnému ke
kontaminaci méfen¢ho povrchu

1.3
monitor kontaminace povrchu alfa, beta a alfa/beta

mefic aktivity alfa (resp. beta, resp. alfa/beta) vybaveny prostiedky pro poskytovani zfetelného varo-
vani, kdyZ indikovany ptikon plo$né emise na jednotku plochy piesahne urcitou nastavitelnou predem
stanovenou hodnotu

1.4

prikon plosné emise (zdroje)

pocet Castic daného typu s energii vy$si nez dana mez, které vystupuji z plochy zdroje nebo z jeho
okénka za jednotku ¢asu

1.5

ucinnost zdroje

pomér mezi poétem castic daného typu s energii vyssi nez dana mez, které vystupuji z celni plochy
zdroje nebo z jeho okénka za jednotku ¢asu (ptikon plosné emise) a poctu ¢astic stejného typu vytvore-
nych nebo uvolnénych ve zdroji (pro tenky zdroj) nebo jeho saturacni vrstvé (pro tlusty zdroj) za jed-
notku casu

1.6
zdroj s vysokou ucinnosti

zdroj, ktery ma i¢innost pro Castice s energii vétsi nez 5,9 keV véetné zpétné odrazenych ¢astic veétsi
nez 0,25 (tato definice plati pro zdroje zafeni beta s maximalni energii >150 keV)

1.7
zdroj s malou plochou

zdroj, jehoz plocha aktivniho povrchu ma maximalni linearni rozmér nepfesahujici 1 cm

1.8

odezva na prikon plo$né emise (i¢innost pristroje)

pfi stanovenych podminkach specifikovanych vyrobcem (citliva plocha detektoru, citliva plocha zdroje
a vzdalenost mezi zdrojem a detektorem) — odezva na ptikon plosné emise (G¢innost) detektoru pouzi-
vaného ve spojeni se zafizenimi, pomér poctu detekovanych castic (naptiklad pocet impulzl za jednotku
Casu korigovany na pozadi) k poctu ¢astic stejného typu emitovanych zdrojem zafeni ve stejném caso-
vém intervalu (konvencné pravé hodnoté prikonu plosné emise)

1.9
citliva plocha detektoru

plocha detektoru definovana vyrobcem, kde je G¢innost pro zdroj s malou plochou vétsi nez 50 % ma-
ximalni G¢innosti

1.10

celkova ekvivalentni tloust’ka

tloustka, obvykle vyjadiena jako hmotnost na jednotku plochy, kterou ¢astice (alfa nebo beta) emito-
vana obvykle z kontaminovaného povrchu projde, aby dosahla citlivého objemu detektoru
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1.11

chyba udaje

rozdil mezi indikovanou hodnotou veli¢iny v a konvencné pravou hodnotou veli¢iny v. v bodé méfenti;
je vyjadiena jako (v— v.)

1.12
odezva

pomér indikované hodnoty monitoru nebo méfic¢e a konvenéné pravé hodnoty:

R=2 (1)
V.

kde vje hodnota veli¢iny méfené zkousenym pristrojem nebo zafizenim a 1, je konvenéné prava hodnota
této veliCiny

1.13

relativni chyba udaje /
pomér chyby udaje métené veli¢iny a konvenéni pravé hodnoty veli¢iny; miize byt vyjadiena v procen-
tech

V=V,

1(%) =

x100 2)
C
kde vje indikovana hodnota veli¢iny a v, je konvencné prava hodnota veli¢iny v bod¢ méteni

1.14
variacni koeficient

pomér smérodatné odchylky s a aritmetického priméru X souboru n méfeni X;, dany rovnici:

_s VL S ey
V== _\/ 1Z(x,- X) 3)

X yn—1,igy
1.15
detekéni limit piikonu plo$né emise na jednotku plochy
pro dany radionuklid je
R
DL =—"— 4)
S(nuclide) A

kde  Suctide) --e.. je odezva na ptikon plosné emise (viz 1.4),

A v, citliva plocha detekéniho zatizeni,

Ry oo, dolni detekéni limit Cisté Cetnosti impulzi

Pro dolni detekéni limit Cetnosti impulza plati v piipad€ predvoleného Casu a znamé cetnosti impulzi
pozadi nésledujici rovnice:

I 1
R, = (kl—a + kl—ﬂ) R, {t_ + t_J (5)
kde Ro .o je cista cetnost impulzl pozadi,
Lo eveeeennens doba méteni pozadi,
by e doba méfeni vzorku,
Kl eveeeeaenenne kvantil normalniho rozdéleni pro pravdépodobnost chyby prvniho druhu,



Opatieni obecné povahy ¢. 0111-OOP-C079-16

Kip oo kvantil normalniho rozdéleni pro pravdépodobnost chyby druhého druhu.

1.16
detekéni zarizeni

zatizeni obsahujici minimalné detektor

1.17
vyhodnocovaci zafizeni

zatizeni zobrazujici detekovanou troveil kontaminace

2 Metrologické pozadavky

2.1 Pracovni podminky

Pracovni podminky métidla stanovi jeho vyrobce. Méfidlo musi spliiovat metrologické pozadavky
v rozsahu stanovenych pracovnich podminek.

2.2 Mé¥ici rozsah

Vyrobce musi stanovit efektivni méftici rozsah vSech stupnic kazdé métené veli¢iny. Pro zafizeni s vice
nez jednou stupnici pro jednu veli¢inu se musi efektivni méfici rozsahy stupnic prekryvat.

Pro zafizeni s linearnimi stupnicemi musi byt efektivni métici rozsah od 10 % do 100 % kazdého roz-
sahu stupnice.

Pro zatizeni s logaritmickymi stupnicemi musi byt efektivni méfici rozsah od tretiny nejméné vyznamné
dekady do plné stupnice.

Pro zatizeni s digitalnimi stupnicemi musi byt efektivni méfici rozsah od zacatku druhé nejméné vy-
znamné Cislice do pIné stupnice.

2.3 Nejvétsi dovolena chyba

Relativni chyba naméfené hodnoty vzhledem k referenénimu zareni za referen¢nich podminek pro pii-
slusny referen¢ni radionuklid nesmi pfesahnout £25 % ptes cely efektivni méfici rozsah.

2.4 Odezva méridla
2.4.1 Odezva méridla na piikon plo$né emise

Odezva na ptikon plo$né emise musi byt v mezich £25 % hodnoty specifikované vyrobcem.

2.4.2 Zavislost odezvy méridla na piikon ploSné emise na poloze zdroje

Odezva zatizeni na zdroje s malou plochou, umisténé na zkouseném povrchu, se méni podle polohy
zdroje vzhledem k detektoru a propustnosti miizky.

Zadna odezva nesmi byt mensi nez polovina maximalni odezvy zji§téné pii zkousce.

2.4.3 Zavislost odezvy méfidla na prikon plosné emise na energii zafeni
Pozadavek na ptikon plosné emise specifikovany v ¢lanku 2.4.1 musi byt splnén i pro rtizné energie
zateni beta rozlozené takto:

* jedna energie do 0,2 MeV;

* jedna energie mezi 0,2 MeV a 0,5 MeV;

* jedna energie vétsi nez 0,5 MeV.
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2.4.4 Relativni zakladni chyba

Pii jmenovitych podminkach nesmi relativni zakladni chyba pro ptislusny referenéni radionuklid pie-
sahnout £25 % ptes cely efektivni méfici rozsah.

2.5 Statistické fluktuace

Pii opakovanych métenich etalonového zdroje aktivity stejnym méfidlem a pii zachovani stejné geome-
trie nesmi variacni koeficient piekrocit 0,2.

2.6 Doba odezvy

Doba odezvy musi byt takova, Ze po nahlé zméné méfené kontaminace dosahne indikovana hodnota
v dobé kratsi nez 7 sekund pti zvySeni signalu a 10 sekund pfi snizeni signdlu hodnoty:

90
M+, =) ©)

kde M, ... je pocatecni udaj,
My ......... konec¢ny udaj.

2.7 PretiZeni

Pro aktivity vétsi nez je maximalni hodnota méficiho rozsahu, musi vychylka indikatoru zafizeni vybocit
mimo stupnici na jejim hornim konci a musi tam ziistat nebo indikovat ptetizeni. Po odstranéni zdroje
pretizeni se musi pfistroj vratit do normalniho stavu.

2.8 Doba nabéhu

Indikovana hodnota musi po zapnuti pfistroje dosahnout po jedné minuté £25 % konecné hodnoty a po
dvou minutach £20 %.

2.9 Vliv okolniho prostiedi
2.9.1 Teplotni stabilita

Rozdil mezi namétenymi hodnotami pfi dolni a horni mezni hodnoté rozsahu pracovni teploty okoli
nesmi byt pro:

* rozsah teplot +10 °C az +35 °C pro vnitini pouziti v budovach vétsi nez 15 %;

* rozsah teplot —10 °C az +40 °C pro venkovni pouziti vétsi nez £20 %.

2.9.2 Nahlé zmény teploty

Pii nahlé zméné pracovni teploty za dobu krats$i nez 5 minut
* zteploty +20 °C na +35 °C, nebo z teploty +20 °C na +10 °C pro vnitini pouZziti v budovach;
* zteploty +20 °C na +40 °C, nebo z teploty +20 °C na —10 °C pro venkovni pouziti;

se naméfené hodnoty nesmi zménit vice nez o dvojnasobek naméfenych hodnot pii teploté 20 °C.

2.9.3 Zapnuti p¥i nizké teploté

Twvr

zapnuti pracovat podle pozadavkl v ¢lanku 2.9.1.

2.9.4 Relativni vlhkost vzduchu
Rozsah relativni vlhkosti vzduchu musi byt 40 % az 85 %.
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Rozdil namérené hodnoty pfi dolni mezi rozsahu relativni vlhkosti 40 % a pii horni mezi rozsahu rela-
tivni vlhkosti 85 % musi byt mensi nez +7,5 %.

3 Technické pozadavky
3.1 Obecné
Mc¢fice a monitory zateni se skladaji ze dvou Casti:
e detekéniho zarizeni (obsahujiciho plynovy detektor zafeni, scintilacni detektor nebo polovodi-

¢ovy detektor, atd.), které mize byt ptipojeno bud’ pevné€ nebo pomoci kabelu, nebo je vestavéno
do jednoho zatizent;

e vyhodnocovaciho zatizeni.

Tento ptedpis se vztahuje na:
e mgé&fi¢e/monitory povrchové kontaminace alfa;
e mgéfi¢e/monitory povrchové kontaminace beta;

e mgé&fi¢e/monitory povrchové kontaminace alfa/beta.

Pokud bylo zatizeni urceno k provadéni kombinovanych funkci, musi vyhovovat pozadavkdm piisluse-
jicim k témto riznym funkcim. Pokud je naopak urceno k provadéni jedné funkce a navic je také
schopno provadeét jiné funkce, potom musi vyhovovat poZzadavkiim na prvni funkci a je zadouct, aby vy-
hovovalo pozadavkim pfiislusejicim k dalsim funkcim.

3.2 Detekéni zarizeni

Detekéni zatizeni musi byt konstruovano tak, aby citliva plocha detektoru mohla byt umisténa v ptipadé
detektord alfa blize nez 5 mm a v pfipadé detektort beta blize nez 10 mm od méfeného povrchu.

Pokud je citlivy povrch detektoru opatfen miizkou, musi vyrobce uvést jmenovitou neurcitost zptisobe-
nou touto miizkou. Tloust’ka této ochranné mtizky musi byt takova, aby stinici ucinek byl pro vSechny
vstupni thly minimalizovan.

Musi byt uvedena jak celkova, tak citliva plocha detektoru.

Pokud detektor vyzaduje dodavani plynu, musi vyrobce uvést pozadovany typ plynu a priatokovou rych-
lost.

3.3 Odezva na jina ionizujici zareni

Ptistroj pro méteni povrchové kontaminace musi byt konstruovano tak, aby se minimalizoval vliv jinych
ionizujicich zafeni.

3.4 Indikace pristroje

Kromg vizudlni indikace Cetnosti impulzii musi byt poskytovana zvukova indikace ¢etnosti impulzt.

Ovladaci prvky ke kalibraci musi byt chranény proti neopravnénému nastaveni.

3.5 Zobrazeni

Udaj zobrazovany pfistrojem musi byt vyjadien v impulzech za jednotku ¢asu nebo miize byt pouzito
zobrazeni v jednotkach aktivity nebo aktivity na jednotku plochy.
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3.6 Mechanické razy

Pienosna zatizeni musi byt schopna vydrzet bez poskozeni mechanické razy ze vsech smért se $picko-
vym zrychlenim 300 m-s™ (~30 g) podobu 18 ms, tvar razu je semisinusovy.

3.7 Elektromagneticka kompatibilita

3.7.1 Odolnost proti elektrickym a elektromagnetickym rusenim

Me¢fidla nesmi byt ovlivnéna elektrickym a elektromagnetickym rusenim z okolniho prostiedi. Po zkou-
Seni elektromagnetické kompatibility v laboratofi musi méfidlo vykazovat normalni funkci.

3.7.2 Vyzarovani elektromagnetického pole

Me¢fidla nesmi pfi ¢innosti vyzatrovat elektromagnetické pole, které by mohlo nezadoucim zpiisobem
ovlivnit ¢innost jinych systémd.

3.8 Bezpecnost

Vlastnosti métidla musi splilovat pozadavky zakladnich bezpeénostnich zasad a pozadavky technickych
predpist, Ze méfidlo je za podminek obvyklého, uréeného pouZiti bezpecné.

4 Znaceni méridla
4.1 Znaceni na méridle
Na meéfidle musi byt uvedeny nasledujici udaje:
identifikace vyrobce;
oznaceni typu meridla;
vyrobni ¢islo méfidla;
znacka schvaleni typu;
o bezpecnosti métidla.

Vsechny znacky a napisy musi byt Citelné, trvanlivé, jednoznacné a béznym zptisobem neodstranitelné.

4.2 Umisténi aiedni znacky
Umisténi ufednich znacek musi byt stanoveno v certifikatu o schvaleni typu.

Pokud je to mozné, znacky se umist'uji na ¢elni panel zobrazovaci jednotky tak, aby nezakryvaly zadny
z udajti uvedenych na métidle.

5 Schvalovani typu méridla
5.1 Obecné

Proces schvalovani typu métidla zahrnuje nésledujici zkousky:
a) vn¢jsi prohlidka;
odezva na pfikon plosné emise;
zavislost odezvy na ptikon plo$né emise na poloze zdroje;
relativni zakladni chyba (linearita);
zavislost odezvy na ptikon plo$né emise na energii zareni;
statistické fluktuace;
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g) doba odezvy;

h) pfetiZeni;

i) doba nabehu;

j) vliv okolniho prostiedi;
k) zkouska EMC.

5.2 Vnéjsi prohlidka
P11 vngjsi prohlidce se posuzuje
a) Uplnost predepsané technické dokumentace, véetné navodu pro obsluhu;

b) shoda metrologickych a technickych charakteristik specifikovanych vyrobcem v dokumentaci
s pozadavky tohoto ptedpisu, uvedenymi v kapitolach 2 a 3;

¢) uplnost a stav funk¢nich celkd métidla podle predepsané technické dokumentace;
d) shoda verze software métidla s verzi specifikovanou vyrobcem.

5.3 Funkéni zkousky
5.3.1 Zkouska odezvy na piikon plosné emise

Zkouska odezvy na piikon plosné emise se provadi s etalonovym zdrojem s takovou plochou, aby byla
pokryta cela citliva plocha detektoru. V ptipad¢, ze takovy zdroj je nedostupny, pouzije se etalon s plo-
chou mensi, nez je plocha detektoru. V tomto ptipad€ se provede méfeni postupné v riznych mistech
tak, aby byla plocha detektoru pokryta. Pravd hodnota ptikonu plo§né emise etalonového zdroje musi
byt znama s chybou mensi nez £10 %.

Pii zkousce odezvy na piikon plosné emise musi vysledek méfeni spliiovat pozadavky uvedené v ¢lanku
24.1.
5.3.2 Zkouska zavislosti odezvy na prikonu plo$né emise na poloze zdroje

Zkouska se provadi se zdrojem s malou plochou. Citliva plocha detektoru musi byt rozdélena na témer
stejné oblasti o rozmérech co nejblize k (25 x 25) mm. V piipadé, ze tento rozmér nelze dodrzet, zvoli
se rozméry tak, aby jednotlivé oblasti byly stejné. Zdroj zafeni se umisti do stiedu kazdé oblasti a méfi
se odezva.

Vysledky méfeni musi spliovat pozadavky uvedené v ¢lanku 2.4.2.

5.3.3 Zkouska relativni ziakladni chyby (linearity)

Ke zkousce se pouzije sada zdroju aktivity jednoho radionuklidu o znamé aktiviteé a o stejné geometrii
tak, aby byl pokryt méfici rozsah piistroje. Pro kazdé méteni se vypocita podil o¢ekdvané hodnoty
a naméfené hodnoty.

Vypocitané odchylky musi spliiovat pozadavek ¢lanku 2.4.4.

5.3.4 Zkouska zavislosti odezvy na prikonu plo$né emise na energii zafeni

Zkouska se provede podle ¢lanku 5.3.2 s minimalné tfemi zdroji zafeni beta, které¢ maji maximalni ener-
gii rozlozenou takto:

e jedna energie do 0,2 MeV
e jedna energie mezi 0,2 MeV a 0,5 MeV
e jedna energie nad 0,5 MeV

Vysledek méteni musi spliiovat pozadavky uvedené v ¢lanku 2.4.1.
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5.3.5 Zkouska statistické fluktuace

Zatizeni se ozafuje zdrojem zafeni, které dava idaj mezi jednou tfetinou az jednou polovinou méficiho
rozsahu pfistroje. Provede se minimalné 20 odecta.

Vypocitany variacni koeficient musi spliiovat pozadavek uvedeny v ¢lanku 2.5.

5.3.6 Zkouska doby odezvy
Meéfeni se provadi jak pro zvysujici se, tak snizujici se udaj ¢etnosti impulzu.

Pii zkousce se vzrustajici Cetnosti impulzi je méfidlo vystaveno vyS$si Cetnosti impulzli a zaznamena se
M. Poté je métidlo vystaveno Cetnosti impulzii, kterd by méla byt nejméné desetkrat nizsi. Po ustaleni
udaje se zaznamena M,. Poté se provede co nejrychleji zména na Cetnost My a zméfi se doba potiebna
k dosazeni hodnoty dané vztahem uvedenym v ¢lanku 2.6.

Zkouska se snizujici se Cetnosti impulzil se provede stejnym zplisobem se zaménénymi hodnotami M,
a M.

5.3.8 Zkouska pretiZeni

Zkouska se provadi vystavenim métidla po dobu 1 minuty aktivité nejméné 10krat vyssi nez odpovida
plné vychylce na kazdém dil¢im rozsahu. Do 5 minut po odstranéni aktivity se musi vratit do normalniho
stavu.

5.3.9 Doba nabéhu

Zkouska se provadi na métidle, které bylo alesponl 4 hodiny vypnuté. Poté je pfistroj ozafovan vhodnym
zdrojem zéteni. Po zapnuti pfistroje se v rozsahu 20 s az 120 s kazdych 5 s odecte hodnota. 15 minut po
zapnuti se provede nejméné 10 odecti a stiedni hodnota se pouzije jako ,,.kone¢na hodnota“.

Rozdil mezi ,,konecnou hodnotou‘ a hodnotami odeétenymi v 60 s a 120 s musi byt v souladu s ¢lankem
2.8.

5.3.10 Vliv okolniho prostiedi

Tyto zkousky se provadi v klimatiza¢ni komofte.

a) Teplotni stabilita
Teplota se udrzuje na obou krajnich mezich po dobu nejméné 4 hodiny a béhem poslednich
30 minut tohoto intervalu se provadi méfeni.

Nameéiené hodnoty musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v ¢lanku 2.9.1.

b) Teplotni Sok
Pristroj se necha ustalit pii teploté +20 °C alespon 40 minut. Poté se umisti do prostiedi s teplotou
+40 °C (resp. +35 °C). Méfeni se provede po 5 minutach a pak po kazdych 15 minutach po dobu
2 hodin. Teplota se necha klesnout na +20 °C na dobu 4 hodin a nasledné se pfistroj umisti do
prostiedi s teplotou —10 °C (resp. +10 °C). Méfeni se provede stejné jako pii vyssi teploté.
Nameéiené hodnoty musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v ¢lanku 2.9.2.

¢) Zapnuti pii nizké teploté

Ptistroj se umisti do prostiedi s teplotou —10 °C (resp. +10 °C) po dobu 4 hodin a poté se zapne.
Ptistroj musi pracovat jako v bodé 2.9.1.
d) Relativni vlhkost vzduchu

Zkouska této ovlivityjici veliCiny je pozadovana pouze tehdy, pokud se ptedpoklada, ze jeji vliv
je vyznamny.

Zkouska se provadi jako v bod¢ a) s teplotou udrzovanou na +35 °C.
Nameéiené hodnoty musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v ¢lanku 2.9.4.
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5.4 Zkousky elektromagnetické kompatibility

Zkousky EMC se provadi s ptistrojem v zapojeni podle specifikace vyrobce.

5.4.1 Odolnost proti elektrostatickému vyboji

Odolnost proti elektrostatickému vyboji se zkousi na pfistroji v zapnutém stavu s pfilozenym radioak-
tivnim zdrojem kontaktnim vybojem 6 kV a vzduchovym vybojem 8 kV. Vyboje se aplikuji na vodivé
povrchy.

Maximalni fale$na indikovana hodnota zptisobena elektrostatickym vybojem musi byt mensi nez 10 %
indikovaného tidaje.
5.4.2 Odolnost proti vysokofrekven¢nim elektromagnetickym polim

Odolnost proti vyzafovanému vysokofrekvencnimu poli se zkousi na zapnutém pfiistroji s pfilozenym
radioaktivnim zdrojem v kmito¢tovém pasmu 80 MHz az 1 000 MHz, intenzita pole 10 V/m. Amplitu-
dova modulace 80 % AM/1 kHz sin.

Maximalni fale$né indikovana hodnota musi byt mensi nez 10 % indikovaného udaje.

5.4.3 Vyzafované (elektromagnetické) zareni

Vyzafovani se méfi s pouzitim Uzké §itky vlnového pasma ve stinéné komote, anténa je umisténa
1 metr od zatizeni. Sitky vlnového pasma pro jednotlivé kmitocéty jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 — Si¥ky vinového pasma

Kmitocet Sifka pasma
(Hz) (Hz)
lkaz50k 100
50k az 500 k 400
500kaz 1 M 2k
IM az10M 10k
I0Maz 1 G 50k

Zaznamena se kmitocet a indikovana uroven emise pii vypnutém (pozadi) a zapnutém pfistroji.

Vyzafovani musi byt v celém kmito¢tovém rozsahu mensi nez 0,1 V/m.

6 Prvotni ovéreni
6.1 VSeobecné
Pii prvotnim ovéfeni se provadéji nasledujici zkousky:
a) vizualni prohlidka,
b) odezva na ptikon plo$né emise,
¢) relativni zakladni chyba (linearita),
d) zavislost odezvy na pfikon plos$né emise na energii zafeni.

6.2 Vizualni prohlidka

Pii vizualni prohlidce pfenosnych métidel povrchové kontaminace se posuzuje:
a) shoda prenosnych métidel povrchové kontaminace se schvalenym typem,;
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b) uplnost pienosnych méfidel povrchové kontaminace podle certifikatu schvaleni typu;

¢) zda jednotlivé Casti pfenosnych méfidel povrchové kontaminace nejsou poskozeny a zda jsou
funkéni.

6.3 Funkéni zkousky

6.3.1 Zkouska odezvy na prikon plosné emise

Zkouska odezvy na ptikon plosné emise se provadi stejnym zplisobem jako pii schvaleni typu podle
¢lanku 5.3.1.

6.3.2 Zkouska relativni zakladni chyby (linearity)

Zkouska relativni zakladni chyby se provadi stejnym zpiisobem jako pii schvaleni typu podle ¢lanku
5.3.3.

6.3.3 Zkouska zavislosti odezvy na prikon plo$né emise na energii zareni

Zkouska zavislosti odezvy na ptikon plo$né emise na energii zafeni se provadi stejnym zptisobem jako
pti schvaleni typu podle ¢lanku 5.3.4.

7 Nasledné ovéreni

Nasledné ovéteni se provadi stejnym postupem jako prvotni ovéfeni podle kapitoly 6.

8 PrezkouSeni méridla

Pti prezkusovani méfidel podle § 11a zakona o metrologii na zadost osoby, ktera mize byt dotcena jeho
nespravnym méienim, se postupuje dle kapitoly 7. Jako nejvétsi dovolené chyby se uplatni dvojnasobek
nejvétsich dovolenych chyb dle kapitoly 7.

9 Oznamené normy

CMI oznami pro ugely specifikace metrologickych a technickych pozadavki na méfidla a pro ucely
specifikace metod zkouSeni pii schvalovani jejich typu a ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatfeni
obecné povahy, ceské technické normy, dalsi technické normy nebo technické dokumenty mezinarod-
nich poptipadé zahrani¢nich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobnéjsi tech-
nické pozadavky (dale jen ,,0znamené normy*‘). Seznam téchto oznamenych norem s pfifazenim k pii-
slusnému opatieni oznami CMI spoleéné s opatienim obecné povahy vefejné dostupnym zptisobem (na
webovych strankach www.cmi.cz).

Splnéni oznamenych norem nebo splnéni jejich ¢asti se povazuje v rozsahu a za podminek stanovenych
timto opatfenim obecné povahy za splnéni téch pozadavki stanovenych timto opatfenim, k nimz se tyto
normy nebo jejich ¢asti vztahuji.

Shoda s oznamenou normou je jednim ze zptsobi, jak prokazat splnéni pozadavki. Tyto pozadavky
mohou byt splnény i jinym technickym feSenim garantujicim stejnou nebo vyssi uroven ochrany oprav-
nénych zajmu.

IL.

ODUVODNENI

CMI vydéava podle § 14 odst. 1 pismeno j) zdkona o metrologii k provedeni § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9
a § 11a odst. 3 zdkona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické
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a technické pozadavky na stanovend méfidla a zkousky pii schvalovani typu a pii ovéfovani stanove-
nych métidel — ,,nespektrometricka métidla aktivit a davek pouzivana pro kontrolu dodrzovani limita v
oblasti radiacni ochrany nebo jaderné bezpecnosti a pro méteni havarijni — pfenosna métidla povrchové
kontaminace*.

Vyhlaska ¢. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici
schvaleni typu, ve znéni pozd¢jsich predpist, zafazuje v priloze Druhovy seznam stanovenych méfidel
uvedeny druh métidel pod polozkou 8.7 a 8.8 a mezi métidla podléhajici schvalovani typu a povinnému
ovefovani.

Tento piedpis (Opatieni obecné povahy) byl oznamen v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
Rady (EU) ¢. 2015/1535 ze dne 9. zati 2015 o postupu pii poskytovani informaci v oblasti technickych
predpist a predpist pro sluzby informaéni spolec¢nosti.

III.
POUCENI

Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek § 173 odst.2 SprR.
Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti o namitkach nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v piezkumném fizeni dle ust. § 94 az
§ 96 SprR. Ucastnik miize dat podnét k provedeni prezkumného fizeni ke spravnimu organu, ktery toto
opatieni obecné povahy vydal. Jestlize spravni organ neshleda divody k zahajeni ptezkumného fizeni,
sdéli tuto skutecnost s uvedenim divodt do tficeti dnti podateli. Usneseni o zahéjeni pfezkumného tizeni
Ize dle ust. § 174 odst. 2 SprR vydat do ti let od Gi¢innosti opatieni obecné povahy.

V.
UCINNOST

Toto opatifeni obecné povahy nabyva uc¢innost patnactym dnem od dne vyvéSeni na tfedni desce (§ 24d
zakona o metrologii).

RNDr. Pavel Klenovsky v.r.
generalni feditel
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